
2003-01.Slovenski inštitut za standardizacijo. Razmnoževanje celote ali delov tega standarda ni dovoljeno.

Neporuġitveno preskuġanje - Znaļilnosti goriġļne povrġine v industrijskih
rentgenskih sistemih za Neporuġitveno preskuġanje - 4. del: Metoda z robom

Zerstörungsfreie Prüfung - Charakterisierung von Brennflecken in Industrie-
Röntgenanlagen für die zerstörungsfreie Prüfung - Teil 4: Kantenverfahren

Essais non destructifs - Caractéristiques des foyers émissifs des tubes radiogenes 
industriels utilisés dans les essais non destructifs - Partie 4: Méthode par effet de bord

Non-destructive testing - Characteristics of focal spots in industrial X-ray systems for use 
in non-destructive testing - Part 4: Edge method

19.100 Neporušitveno preskušanje Non-destructive testing

ICS:

Ta slovenski standard je istoveten z: EN 12543-4:1999

SIST EN 12543-4:2000 en

01-oktober-2000

SIST EN 12543-4:2000
SLOVENSKI  STANDARD
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